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Uklad do pomiaru bardio malych napieé¢ i prqdéw zmiennych
przy zastosowaniv przyrzqdu mugneioelekirycznego prostownikéw
- - pélprzewodnikowych

Patent trwa od dnia 7_sxierpnia 1958 r.

Przedmiot wynalazku stanowi stosunkowo
prosty uklad prostownikéw poélprzewodniko-
.wych, ktory lgcznie z miernikiem magnetoelek-
trycznym posiada cechy przyrzadu uniwersal-
nego w zakresie mapie¢ i pradéw zmiennych
mniejszych od okoto 0,5V i 1mA.

Czuloéé opisywanego ukladu jest w podanym
zakresie napigé¢ i prgdéw zmiennych poréwny-
walna z ézulos".cia miernika magnetoelektrycz-
nego dla mapieé¢ i pragdéw stalych, co stanowi
podstawowg zalete tego ukladu w poréwnaniu
ze znanymi przyrzadami uniwersalnymi.

Uklad opisywany rézni sie bowiem od zna-

nych przyrzadéw uniwersalnych tym, ze wy-

eliminowano w nim wplyw nieliniowej chara-
kterystyki elementéw  poélprzewodnikowych,

* Wlasciciel patentu o$wiadezyl, ze tworeg
wynalazku jest inz. Andrzej Podgérski.

-

objawiajgey sie tym, Ze oporno$é prostownika
w kierunku przewodzenia wzrasta w miare
zmniejszania sie napiecia na nim do zera,
przy czym ponadto maleje oporno$é jego w Kie-
runku zaporowym, co w wyniku powaznie ob-
niza dobro¢ prostowania pi‘zy napigciach o
wartosciach znacznie mniejszych’ od 1V.

Schemat ukladu przedstawiono na rysunku.
Jako prostowniki péiprzewodnikowe zastosowa-
nd w ukiladzie zlgczowe diody germanowe.
Wiadciwy uklad pomiarowy stanowi mostek c,
f, d, e. Napiecie mierzone 3 powoduje prze-
plyw pradu przez przekgtng tego mostka w
obwodzie: punkt e, miernik magnetoelektrycz-
ny 12, diody 8 i 9 i punkt f.

Diody 8 i 9 sg otwierane i zatykane prakty-
cznie prostokatnymi impulsami napiecia war-
tosci rzedu 20V i czestotliwo$ei réwnej czesto-
tliwosei napiecia mierzonego, przylozonymi do




punktéw ¢ i d mostka. Nastawialne oporniki
10 i 11 w mostku stuza do symetryzacji uktla-
du zapobiegajgc przeplywowi impulséw prosto-
katnych w obwodzie miernika.

Prostokgtne impulsy sg wytwarzane ze zro-

dia napiecia sinusoidalnego 1 (np. sie¢) za po-
mocg dwustopniowego ogranicznika ‘diodowe-
goa, b, c, d. \

Warto§¢ napiecia obcinanego zalezy od wiel-
koéci napiecia baterii 2.

Prad ze zr6dla napiecia mierzonego 3 plynie
przez miernik 12 tylko podczas ,obwierania”
~ diod 8 i 9 przez impulsy prostokgtne, tak ze

wskazania miernika sa proporcjonalne do skla-
dowej napiecia 3, bedacej w fazie z napie-
ciem I.

Wskutek tego uklad posiada cechy wektoro-
mierza i w zasadzie dzialania zblizony jest do
prostownika wibracyjnego o opornosci zesty}tu
réivnej przyrostowej opornosci diod. Uklad w

dzialaniu przewyzsza prostownik wibracyjny,
gdyz nie wystepuje w nim zjawisko niestabil-
nosci rozrzutu katéw fazowych otwierania
i zatykania diod.
Zastrzezenie patentowe
Uklad do pomiaru bardzo matych napieé¢
i prgdéow zmiennych przy zastosowaniu przy-
rzgdu magnetoelektrycznego i prostownikéw
polprzewodnikowych, znamienny tym, ze za-
wiera prostowniki (8 i 9) w obwodzie pomia-
rowym napiecia mierzonego (3), ktére sg otwie-
rane i zatykane pomocniczymi prostokgtnymi
impulsami napiecia, przy czym obwo6d napie-
cia mierzonego jest skojarzony z obwodem po-
mocniczych impulséw prostokgtnych w mostku
symetryzujgcym (c, f, d, e). ) -
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